


   1. Le Centre RCAHIO 
(réseaux de capteurs, Ad Hoc 

et Internet des Objets) 



• Objectifs de recherche scientifique et de développement technologique : 

•   

• Parmi les objectifs globaux de recherche scientifique et de développement 

technologiques, citons : 

•   

• - Développement de nouveaux protocoles spécifiques et leur implémentation dans des 

réseaux réels tels que les VANETS, les réseaux de capteurs industriels, etc. 

• - Réseaux bayésiens appliqués à la sûreté de fonctionnement des systèmes complexes ; 

•   

• - Technique de clustering, localisation spatiale des réseaux de distribution, approches 

technico-économiques, systèmes des normes sanitaires internationaux, 

• - Applications des outils mathématiques avancés aux systèmes industriels ; 

•   

• - Méthodologie d'approche des problèmes de transport, Applications des méthodes 

d’aide à la décision au système de production, distribution et conformité aux normes 

sanitaires dans le secteur agro-alimentaire. 

 

•  - Mise en pratique  et accompagnement des recommandations issues des études des 

modèles dans l’organisation du transport urbain et dans les systèmes de production 

agro-alimentaire. 

•   

• Méthodes, techniques, procédés, produits, biens et services à développer ou à 

améliorer par l’unité de Recherche   

•   

• Développement d’une plateforme P2P (Peer-to-Peer) multi-services qui intègre les 

différentes contributions du Laboratoire dans ce domaine ; 

 

• Maîtrise de nouveaux outils d’évaluation de performance des réseaux (Network 

Calculus, Réseaux de Petri, …), et développement de modèles analytiques pour les 

protocoles proposés par le laboratoire. 

 

• Développement d’un simulateur de réseaux de télécommunication ; 

 

• Techniques d'application des méthodes de stabilité aux modèles de risque 

 

• Mise en place et Structuration permanente du SISA (Système d'Information Statistique 

Algérien) ; 

 



   2. Unité d’Innovation et de 

Transfert de Technologie 







 

  Cet atelier et lié aux activités technologiques des équipes de recherche FSE2 

(Génie Electrique), MFS (Génie mécanique), CSQ (Contrôle Statistique de Qualité) et 

PA2 (Processus Aléatoires Appliqués): 

- I – Bancs d’essais et bancs de tests 

- Banc d’essais d’un disjoncteur MT, afin d’effectuer les tests de perte de masse et de 

mesure de résistances des contacts 

- Banc d’essai pour tester la dégradation des cellules photo – voltaïques 

- Mise en place d’un bac d’essai pour disjoncteur pour l’évolution de la masse des 

contacts  

- Plate forme de méthodes numériques, d'optimisation et de simulation des systèmes 

industriels (Electrotechniques, Mécaniques,…) ; 

- Couplage mécano-fiabiliste pour l’amélioration de l’intégrité des structures 

mécaniques ; 

- I I– Modèles de Chocs et Procédure d'Essais de Fiabilité 

destinée à prélever les observations d'échantillonnage.  

 

 

  Atelier « Banc d’essais et 

Banc de Tests » 



• II – Modèles de Chocs et Procédure d'Essais de Fiabilité destinée à 
prélever les observations d'échantillonnage.  

 

•  On dispose de n éléments ou matériels soumis à des essais. Lorsqu'un 

élément est  défaillant, on peut le remplacer immédiatement par un neuf (on 

note R ce type de plan),  ou ne pas le remplacer (noté V). On peut se fixer à 

priori :  

• la durée de l'essai T (plan censuré de type I , noté [n, R, T] ou [n, U, T])  

• le nombre de défaillance (plan de type II : noté [n, R, r], ou [n, U, r).  

•  On peut envisager aussi des plans mixtes, pour lesquels les 

observations sont conduites  jusqu'à la r-ième panne si elle a lieu avant T ou 

jusqu'au temps T sinon; on notera  ces  plans mixtes: [n, R, (T,r)] et (n, U, 

(T,r)].  

•   

• Il existe également des plans d'essais progressifs, ou la décision d'arrêt 

dépend des résultats; des plans multicensurés de type I pour lesquels les 

temps de censure Ti:(1 ≤ i ≤ n) de chacun des éléments sont fixés à l'avance 

mais différents; des plans multicensurés de type II pour lesquels l'arrêt de 

l'essai est déterminé par le nombre de défaillance dépendant  de l'élément.  

•  Lorsqu'on utilise les résultats d'exploitation du matériel, on peut les 

assimiler à ceux  obtenus pour un plan multicensuré de type I : les temps de 

censure Ti sont assimilés aux temps de fonctionnement des équipements au 

moment où on effectue les relevés.  

 

•  Plus un matériel est fiable, plus il est difficile de mesurer ses 

caractéristiques de fiabilité (il faudrait parfois des années d'essais pour 

obtenir des observations valables). On a alors recours à des tests accélérés 

qui consistent à "forcer" les pannes en simulant un environnement plus 

"stressant" que l'environnement habituel. II existe enfin de nombreux autres 

problèmes tels que le manque de données, la présence de données 

aberrantes, ou données manquantes.  
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